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Technologické centrum AV CR a Cesky statisticky GFad si Vas
dovoluji pozvat na odborny seminar

na téma

VYZKUM, VYVOJ A INOVACE
VE STATISTIKACH A ANALYZACH

Vyzkumnici, patenty a bibliometrické mapovani

21. dubna 2017 (9.30 - 14.30 hodin)
Technologické centrum AV CR, Ve Struhach 27, Praha 6

V pfipadé zajmu o ucast se prosim registrujte do 18. dubna 2017 na:
http://geform.tc.cz/vavai TC CSU 2017



http://geform.tc.cz/vavai_TC_ČSÚ_2017

PROGRAM

9.00 - 9.30 Registrace

9.30 - 11.00 BLOK I

Vybér z aktualnich témat analyz vyzkumu, vyvoje a inovaci
(Michal Pazour, TC AV CR)

Na jaké problémy v systému VaVal v CR poukazuji nékterd data? Pro¢ je kromé pohledu zpét
potfeba vyhodnocovat i mozné sméry budouciho vyvoje? A co na to tvirci politiky?

Vybér z novych dat ze statistik védy, technologii a inovaci v CR
(Martin Mana, CSU)

Co nového prinesl rok 2016 ve statistikach mapujicich rozvoj vybranych oblasti vzdélavani,
vyzkumu, vyvoje, inovaci a vyspélych technologii v CR a ve svét&? A na co se mizete t&sit
v roce 20177

Zaostieno na vyzkumniky
(Marek Stampach, CSU)

Kde pracuji a kdo jsou vyzkumni pracovnici v CR? V prezentaci se dozvite vysledky z ro¢niho
Setfeni o vyzkumu a vyvoji zaméreného v roce 2016 na vyzkumné pracovniky podle jejich
pohlavi, v&ku, dosazeného vzdélani, statniho oblanstvi a v&dni oblasti jejich plsobeni.

11.00 - 11.30 Prestavka na kavu/caj

11.30 - 13.00 BLOK II

Bibliometrické mapovani - principy a moznosti
(Ondrej Pecha, TC AV CR)

Predstaveni rliznych pfistupl k bibliometrickému mapovani, simulace vysledkd na redlnych
apg s 7 e 7 v . . . r v o . . v r
datech a kritické zhodnoceni Ucelnosti jednotlivych pfistupu v souvislosti se zamyslenym
o ’ o
zpusobem prezentace vysledku.

Vyuziti bibliometrického mapovani k analyze spoluprace a vztaht v systému
VaVal 5
(Zdenék Kucera, Tomas Vondrak, TC AV CR)

V prezentaci bude demonstrovano vyuziti bibliometrického mapovani pro ucely posouzeni
vazeb mezi rlznymi subjekty systému VaVal a zarover bude predstavena aplikace vyvinuta
TC AV CR, kterd umozfiuje jejim uZivateldm vazby mezi institucemi analyzovat.

Vyvoj patentové ochrany v Cislech
(Karel Elias, Karel Novotny, CSU)

Jakym smérem se ubird vyuzivani patentové ochrany v CR se zaméFenim na vysoké $koly
a verejné vyzkumné instituce? V prezentaci se dozvite nové Udaje z patentové databaze
zpracované za rok 2016.

13.00 - 14.30 Obcerstveni a neformalni diskuse



